中华人民共和国国家标准

UDC 621.317.7.620.1GB 6593-86

电子测量仪器 质量检验规则

Quallity inspection provisions for electronic measuring instruments

本标准规定了电子测量仪器(以下简称仪器)的质量检验规则。

确定仪器需要完成的检查与试验。以确认仪器是否全面符合有关标准规定的质量要求。

1 名词术语

1.1 单位产品

单位产品是为了实施抽样检查的要求而划分的基本单位。例如：单件产品、一对产品、一组产品一个整件等。它与采购、销售、生产和运输规定的单位产品，可以一致也可以不一致。

1.2 检验

用测量、试验或其他方法把单位产品的质量与要求的条件进行对比的过程。

1.3 检验批(简称批)

为实施检验汇集起来的单位产品，本规则的批是指定型生产的全部单位产品或成批生产过程中具有基本相同的设计、材料、条件和一定时间内制造的产品。检验批的组成应当便于实施抽样检查。可以由若干小批构成。

1.4 样本大小

从批中随机抽取被检验的单位产品数目。

1.5 字码

字码是用来规定样本大小的。根据确定的批量大小和检查水用平用3选择适合的字码。

1.6 检查水平

检查水平是用来决定批量与样本大小之间关系的等级。规定了三个一般检查水平和四个特殊检查水平。

1.7 缺陷

单位产品不符合产品技术标准，工艺文件，图纸所规定的技术要求即构成缺陷，按照它们不符合的严重程度，一般可将缺陷分为：致命缺陷、重缺陷、轻缺陷等。不要求对每种产品的缺陷都区分为以上三种、缺陷区分为几种，除考虑该产品的实际需要外，还必须考虑管理上的方便。

1.7.1 致命缺陷

对使用、维修或保管的人有危险或不安全的缺陷。

1.7.2 重缺陷

不构成致命缺陷，但能够造成故障或严重降低产品的实用性能的缺陷。 1.7.3 轻缺陷

不构成致命或重缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。

1.8 不合格品

有一个或一个以上缺陷的单位产品称为不合格品，根据其缺陷的不同，一般可分为：致命不合格品，重不合格品，轻不合格品等几种。
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1.9 批质量表示方法

以每百单位产品不合格品数或每百单位产品缺陷数表示批的质量。

1.9.1 每百单位产品不合格品数

批中所有单位产品不合格品数除以批量，再乘以100。即：


1.9.2 每百单位产品缺陷数

批中所有单位产品缺陷总数除以批量，再乘以100。即：
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1.10 合格质量水平(AQL)

在抽样检查中，认为可以接收的连续提交检验批的过程均上限值。

1.11 过程平均

过程平均是一系列提交检验的平均质量。对经初次检验判为不合格返工后再次提交检验的批不包括在内。

2 检验分类

本规则所规定的检验，分为如下两大类：

a. 鉴定检验：

鉴定检验通常分设计定型鉴定检验和生产定型鉴定检验。

b. 质量一致性检验。

3 检验规则

3.1 检验实施

本规则规定的所有检验项目，一般由制造厂质量检验部门负责进行，订货方可派代表参加。

3.2 检验设备与试验设备

制造厂应具备满足要求的试验与检验设备，并必须在计量周期内。

3.3 检验条件

检验应在规定的条件下进行，在不产生疑义时，可在相应近似条件下进行。

3.4 检验项目见表1。

表 1 检验项目
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注：①●表示必须进行检验的项目。

②○表示需要时，进行检验的项目。

3.5 鉴定检验

3.5.1 检验目的

设计定型鉴定检验，目的在于判定该型号仪器是否符合有关的标准和要求，为批准该型号仪器设计定型提供依据。

生产定型鉴定检验，目的在于判定生产力是否具备生产一定数量符合有关标准和要求的该型号仪器的能力，为批准该型号仪器生产定型提供依据。

3.5.2 检验项目

按表1规定的项目和要求。

3.5.3 抽样方案

在表1检验项目栏中：

项目1～4，随机抽取5台样机进行。

样机的抽取：小于10台的产品全部完成后抽取；大于10台的产品完成10台后抽取。

项目5～10，由1～4项检验合格的样机中随机抽取2台进行；

项目11～12，由1～4项检验合格的样机中随机抽取2台进行；

项目13，由1～4项检验合格的样机中随机抽取1台进行；

项目14，可靠性鉴定检验的目的是确定产品投产前是否达到规定的最低可接收的可靠性要求。按有关可靠性标准进行试验。

项目17，送使用单位现场试用。不少于2台。

3.5.4 鉴定检验合格判据

表1中项目1～10的检验过程中，允许出现1～2次缺陷，(但不允许出现致命缺陷)超过者判为不合格。

项目11～17也应符合相应标准规定的要求，才能判定鉴定检验合格。

3.6 质量一致性检验

3.6.1 检验目的

质量一致性检验是对成批或连续生产的产品进行一系列的检验，判断所提交的产品质量是否符合产品标准的规定。

3.6.2 检验范围

按表1中规定的项目，分A、B、C、D、E、F组进行检验。

3.6.3 A组检验

A组检验是对生产的全部产品或一个检验批中的全部样本所进行的非破坏性试验，检查最易受工艺或生产技能变化影响的特性和对设计任务至关重要的功能。

3.6.3.1 每批产品均应按表1中规定的检验项目逐台进行。

3.6.3.2 进行A组检验的批，其批质量表示方法以每在单位产品不合格品数或每百单位产品缺陷数表示，每百单位产品不合格品数和缺陷数应由专业标准或产品标准中规定，缺陷数一般不得大于20；或者，不合格品数不得大于5。而且不允许有致命缺陷。

3.6.3.3 对照检验项目规定的要求，并累计缺陷数或不合格品数，按1.9提供的公式计算该批为合格或不合格。判为合格的批，剔除批中出现的不合格品，修复成合格品，整批验收；判为不合格的批，整批退回生产单位，找出原因，全部返工，重新交验。

3.6.4 B组检验

B组检验是对仪器的非主要性能特性实施的抽样检验。

3.6.4.1 在A组检验合格的产品中，按表3、表4选择抽样方案进行检验。缺陷数的AQL不大于6.5，检查水平S-3，按检验批的批量和检查水平从表3中查出相应的字码。根据码和AQL值从表4中检索一个抽样方案，确定样本大小和判定数组。

当C、D、E组检验同时进行时，B组样本大小应增加，以提供C、D、E组检验所需的样本。

3.6.4.2 对照检验项目的规定要求检验样本，并累计缺陷数，按抽样方案判断产品为合格或不合格。判为合格的批，剔除批中发现的不合格品，修复成为合格品，整批验收，判为不合格的批，则整批退回生产单位，逐台检查，查明原因，将不合格品修复成合格品，按表5的加严检验方案再交验。若仍不合格，则整批退回生产单位，查明原因，全部返工，重新从A组开始检验。

3.6.5 C组检验

C组检验是对仪器的环境适应性的周期检验试验，目的在于判定仪器的生产是否持续稳定。

3.6.5.1 批量生产的产品，生产间断时间大于六个月时，每批都应进行C组检验；连续生产的产品每年进行一次C组检验；改变主要设计、工艺、元器件及材料时要进行C组检验。

3.6.5.2 样本抽取，必须在完成月计划规定的数量(见表2)后，方可抽取C组检验样本。

表 2 抽样时间
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3.6.5.3 在A组和B组检验合格的产品中按表3、表4的要求选择抽样方案进行。缺陷数的AQL不大于25，检查水平S-1。

3.6.5.4 试验过程中出现故障允许修复，在不超过规定缺陷的情况下，按下述要求继续进行试验；气候类环境试验，由发生故障的前一个测试阶梯继续进行试验；若修复故障时必须重新调整时则应重新进行该项试验；机械类环境试验重做该项试验。

3.6.5.5 对照检验要求检验样本，并累计缺陷数，按抽样方案判定合格或不合格。若不合格必须分析原因采取改进措施后重新进行C组检验。

3.6.5.6 C组检验的结果所作的判定对该周期所生产的产品有效。

3.6.6 D组检验

D组检验是对仪器进行电磁兼容性试验和特殊环境试验。有要求时，其试验项目、试验方法、合格判据等按电磁兼容性试验的有关标准和产品标准的规定进行。

检验的样本在A组和B组检验合格的产品中随机抽取。

3.6.7 E组检验

E组检验是对仪器进行可维修性试验。在A组和B组检验合格的产品中随机抽取一台样本进行。试验方法及合格判据由有关标准和产品标准规定。

3.6.8 F组检验

F组检验是对仪器的可靠性验收试验，目的是验证仪器是否达到规定的可靠性要求。

3.6.8.1 批量生产的产品，每年都应进行可靠性试验；连续生产的产品2年进行一次可靠性试验，改变主要、工艺、元器件及材料时要进行可靠性试验。

3.6.8.2 按有关可靠性试验的标准进行可靠性验收试验。

3.6.8.3 从A组和B组检验合格的批中抽取样本进行检验。每次故障都应分析原因，在此基础上提出修复和改进措施。累计检验过程中出现的缺陷数判断合格与不合格。

3.6.8.4 根据检验结果所做的结论和决定的改进措施。对所代表的周期内的所有产品(包括已发货的产品)均有效。

3.6.9 接收与拒收

3.6.9.1 提交检验的产品，必须A组、B组、C组、F组检验均合格才能接收。

3.6.9.2 若A组、C组重新提交检验仍不合格的产品， 和F组检验不合格的产品，则应停止检验和接收，并报上级部门研究处理。

4 其他

4.1 使用保修期

生产方应在产品标准中规定使用保修期。在此期间，凡用户遵守运输、贮存和使用规则而质量低于产品标准规定的产品，生产方应负责无偿修复或更换。

4.2 经过C组或D组中的特殊环境试验的样本不应作为正品出厂。

4.3 经过可靠性试验的样本，应对其寿命终了和(或)接近终了的元器件给予更换，并经检验合格后才能作正品出厂。

表 3 样本大小字码
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表4 一次正常检查抽样方案
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注：①↓使用箭头下面的第一个抽样方案，如果样本大小大于或等于批量时，整批进行百分之百的检验。

②↑使用箭头上面的第一个抽样方案。

③Ac合格判定数。

④Re不合格判定数。

表 5 一次加严检查抽样方案

[image: image6.png]AQL

KD
s PR TS w | es 0 s 5 w
AR | AR | A R | A R | A Re| 4 R | A R | 4, R,
A 2 ¢ ) ¢ ¥ 12
8 3 01 12 23
c 5 [N} 12 23 34
o | e o V] e
F ® 12 23 34 56 89 » 1B
G » 12 34 [ 56 |89 [en | g
H ® 12 23 56 89 || B A

13





注：①↓使用箭头下面的第一个抽样方案，如果样本大小大于或等于批量时，整批进行百分之百的检验。

②↑使用箭头上面的第一个抽样方案。

③Ac合格判定数。

④Re不合格判定数。

附加说明：

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所负责起草。

